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Foreword

'é%d of document 48B/1059/FDIS, future edition 1 of IEC 60512-25-1, prepared by SC 48B,
negtors, of IEC TC 48, Electromechanical components and mechanical structures for electronic
equi n{, was submitted to the IEC-CENELEC parallel vote and was approved by CENELEC as
EN -25-1 on 2001-10-01.

The fOHOWiweS were fixed:

— latest date hich the EN has to be implemented
at national
national stan r by endorsement (dop) 2002-07-01

— latest date by wi e national standards conflicting
with the EN have {o ithdrawn (dow) 2004-10-01

Annexes designated "nor@/e" are part of the body of the standard.

Annexes designated "infor " are given for information only.

In this standard, annex A is n ive and annex B is informative.
@orsement notice

The text of the International Standarc(Q)Q512-25-1:2001 was approved by CENELEC as a
European Standard without any modification? ®
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O AVANT-PROPOS

La CEl (Commissi
de I'ensemble des co
favoriser la coopératio
I"électricité et de I'électr

trotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation composée
électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEIl a pour objet de
ernationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de
. A cet effet, la CEI, entre autres activités, publie des Normes internationales.
Leur élaboration est confi s comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le
sujet traité peut participer. €es organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en
liaison avec la CEIl, partici ﬁalement aux travaux. La CEIl collabore étroitement avec I'Organisation
Internationale de Normalisation¥(ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.

Les décisions ou accords officiel CEI concernant les questions techniques représentent, dans la mesure
du possible, un accord internation r les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux intéressés
sont représentés dans chaque comité d’études.

Les documents produits se présenten s la forme de recommandations internationales. lls sont publiés
comme normes, spécifications techniques, rapports techniques ou guides et agréés comme tels par les Comités
nationaux. < >

Dans le but d'encourager I'unification internatlm, les Comités nationaux de la CEIl s'engagent a appliquer de

fagon transparente, dans toute la mesure possi les Normes internationales de la CEIl dans leurs normes
nationales et régionales. Toute divergence en norme de la CEIl et la norme nationale ou régionale
correspondante doit étre indiquée en termes clairs d efte derniére.

La CEIl n’a fixé aucune procédure concernant le marq omme indication d’approbation et sa responsabilité
n'est pas engagée quand un matériel est déclaré confor&

‘une de ses normes.
L’attention est attirée sur le fait que certains des élémen la présente Norme internationale peuvent faire
I'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits ogues. La CEIl ne saurait étre tenue pour
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEl 60512-25-1 a été établie par @J s-comité 48B: Connecteurs, du
comité d’études 48 de la CEIl: Composants électromécaniqu€s Jet structures mécaniques pour

équipements électroniques. ®

Le texte de cette norme est basé sur les documents suivants:

FDIS Rapport de vote

48B/1059/FDIS 48B/1087/RVD O

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute informatioér le vote ayant
abouti a 'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 3.

L’annexe A fait partie intégrante de cette norme. L{S‘

L’annexe B est donnée uniquement a titre d’information.
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FOREWORD

1) The IEC (Internatio ctrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization comprising
iICal committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to promote
international co-operati all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To
this end and in addition@ther activities, the IEC publishes International Standards. Their preparation is
entrusted to technical c iftces; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may
participate in this preparatdry . International, governmental and non-governmental organizations liaising
with the IEC also participate i %reparation. The IEC collaborates closely with the International Organization
for Standardization (ISO) in a?'ﬂance with conditions determined by agreement between the two

organizations.

2) The formal decisions or agreememof the IEC on technical matters express, as nearly as possible, an
international consensus of opinion on th levant subjects since each technical committee has representation
from all interested National Committee&

3) The documents produced have the form of re mendations for international use and are published in the form
of standards, technical specifications, teg I reports or guides and they are accepted by the National
Committees in that sense. A

4) In order to promote international unification, IE@tional Committees undertake to apply IEC International
Standards transparently to the maximum ext ssible in their national and regional standards. Any
divergence between the IEC Standard and the co mding national or regional standard shall be clearly
indicated in the latter. /

5) The IEC provides no marking procedure to indicate it@ val and cannot be rendered responsible for any
equipment declared to be in conformity with one of its stané

6) Attention is drawn to the possibility that some of the elemen this International Standard may be the subject
of patent rights. The IEC shall not be held responsible for identifyiag any or all such patent rights.

International Standard IEC 60512-25-1 has been prepare ubcommittee 48B: Connectors,
of IEC technical committee 48: Electromechanical componehts’and mechanical structures for

electronic equipment. ®

The text of this standard is based on the following documents: @
(X

FDIS Report on voting

48B/1059/FDIS 48B/1087/RVD O

Full information on the voting for the approval of this standard can be foué the report on
voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part
Annex A forms an integral part of this standard. Z@

Annex B is for information only.
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Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2006. A cette
date, la publication sera

. conduite;

. upprimée;

. lacée par une édition revisee, ou
e a ée.
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The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until
2006. At this date, the publication will be

.)gonfirmed;
. ithdrawn;
L ¢ ‘ed by a revised edition, or

* am d.
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1 Géné%

1.1 Domaine@pplication et objet

La présente partg la CEl 60512 s’applique aux systémes d’interconnexion, tels que les
connecteurs électri es embases et les cordons.

La présente norme dé@

électrique et magnétiqu
d’interconnexion. Deux mé
I'autre en mesure de fréque
rentielles. Des techniques d’in
décrites.

1.2 Définitions ;‘

Pour les besoins de la présente partie@El 60512, les définitions suivantes s’appliquent.

1.2.1 QL

*
signal d’émission (
front d’onde (dans la mesure temporelle) ou (@ d’onde sinusoidale (dans la mesure en

fréquence) é

1.2.2

taux de diaphonie le

rapport entre le signal couplé (induit) dans le conducte paire de conducteurs de la ligne
induite et I'amplitude du signal dans le conducteur ou | e de conducteurs de la ligne
d’émission. Les deux signaux sont exprimés dans la méme unj n tension ou en courant et le
rapport peut étre exprimé en pour cent ou en décibels (dB)

1.2.3 Q
paradiaphonie (NEXT) /
taux de diaphonie calculé sur la ligne induite proche de I'entrée du sig e la ligne d’émission

(signal de la source). C’est le rapport entre 'amplitude du signal induit @émité proche de
la ligne induite et 'amplitude du signal a I'extrémité proche de la ligne d’émiSsio

1.2.4 6£
télédiaphonie (FEXT)

taux de diaphonie calculé sur la ligne induite proche du c6té réception (destination)s@eNa ligne
d’émission. C’est le rapport entre I'amplitude du signal induit a I'extrémité VpoinRtaine et
I'amplitude du signal de la ligne d’émission a I'extrémité proche

1.2.5 0

mesure du temps de montée du systéme

temps de montée mesuré avec le montage en place, sans I'échantillon, avec filtre (ou fonction
de remise en forme). Le temps de montée est normalement mesuré entre les niveaux 10 % et
90 %

es procédures d’essai pour mesurer I'amplitude du couplage
eptre une ligne d’émission et une ligne induite d’'un systéme

es sont décrites: I'une en mesure temporelle (méthode A),
ce{Mméthode B) pour des transmissions asymétriques ou diffé-
@n et des techniques de montage de référence y sont aussi
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®

1 Gene%

1.1 Scope : bject
This part of IEC applies to interconnect assemblies, such as electrical connectors,
sockets and cable as lies.

This standard describe t procedures for measuring the magnitude of the electric and
magnetic coupling betweén en and quiet lines of an interconnect assembly. Both time
domain (method A) and (égncy domain methods (method B) for single-ended and
differential transmission are d rlbed Insertion and reference fixture techniques are also
described.

1.2 Definitions @

For the purpose of this part of IEC 605 e following definitions apply.

A
1.2.1 ®L

drive signal .
a step waveform (in the time domain) or a sinusp&waveform (in the frequency domain)

1.2.2 é
crosstalk ratio

ratio of the signal coupled (induced) into the quiet sig conductor or conductor pair to the
magnitude of the signal in the driven conductor or co pair. Both signals have the same
units of either voltage or current, and the ratio may be expfessed in per cent or decibels (dB)

1.2.3 ®

near end crosstalk ratio (NEXT) (‘

crosstalk ratio calculated on the quiet line at or in proximity to th ding (signal source) end
of the driven line. This is the ratio of the near end quiet line sign%itude to the near end

driven line signal amplitude

1.2.4 QO

far end crosstalk ratio (FEXT)
crosstalk ratio calculated on the quiet line at or in proximity to the receiving ( ination) end of
the driven line. This is the ratio of the far end quiet line signal amplitude to theﬁ end driven

line signal amplitude
1.2.5 @L

measurement system rise time
rise time measured with fixture in place, without the specimen, and with filtering (or n(rp-
ization). Rise time is typically measured from 10 % to 90 % levels





